
USB4 发射机一致性测试和
调试解决方案
简化 USB4 验证过程

USB4 一致性测试是检验设计满足官方 USB4 标准规定的各种规范的过程。获得 USB4 认证需要测试
电气层、逻辑层以及设计的互操作能力。如果没有 USB4 一致性测试，企业就不能合法地在自己的产
品上使用 USB4 徽标。

泰克开发了 USB4 发射机解决方案，以简化 USB4 一致性测试过程。在设计解决方案时，我们考虑到
了定制测试环境，这样设计人员可以迅速准确地测试和调试 USB4 芯片、系统、器件和集线器。

USB4 ™、USB Type-C® 和 USB-C® 是通用串行总线实现者论坛 (USB-IF) 的商标。

节省时间，减少错误
USB4 设计人员面临着各种挑战，包括测试时间提高，信号完整性挑战，
以及被测器件 (DUT) 控制起来非常复杂。泰克 USB4 发射机解决方案
是为提前解决这些挑战而设计的：

●● 自动优化测试顺序，缩短测试时间
●● 全面的调试工具，改善根本原因分析能力
●● 自动 DUT 控制，捕获所有一致性测试模式，减少对易错的手动干预

的需求

全面进行USB4 一致性测试
泰克 USB4 发射机解决方案满足 USB4 规范和 USB4 路
由器组件电气一致性测试规范 (CTS)。作为经过批准的
USB 一致性测试解决方案厂商，我们为设计工程师提
供了产品上市所需的可靠的 USB4 认证路径。我们独特
的信号验证功能可以检验一致性测试模式，设计人员可
以对结果的准确度树立信心。



完善的自动测试解决方案
泰克为 USB 芯片、主机、器件和集线器测试和调试提供了完善的自动
解决方案。泰克经过认证的 USB4 发射机解决方案是为简化 USB4 验
证过程而设计的：

●● 绘制眼图，包括推断功能，使用最坏情况通道模型分析通道对信号
的影响

●● 获得深入的调试信息，包括抖动、噪声、眼高 / 宽和可视化示图
●● 离线波形分析，与您的全球团队协作，缩短产品开发时间

55C-73901-0

©2022 年泰克公司版权所有，侵权必究。泰克产品受到已经签发及正在申请的美国专利和外国专利保护。本文中的信息代替所有以前出版的材料中的信息。

本文中的技术数据和价格如有变更，恕不另行通告。TEKTRONIX 和 TEK 是泰克公司的注册商标。

DPO70000SX ATI 高性能示波器以业
内最高的准确度，捕获高速信号行为，
检验、验证和表征下一代设计。

查看这份产品技术资料，更深入地了
解我们的 USB4 Tx 解决方案，及其
可以怎样帮助您轻松分析和优化复杂
的 USB4 设计。

高达 10 GHz 的带宽，排除高速设计
故障，验证高速设计。低噪声及高达
50 GS/s 的采样率，获得准确的测量
数据。6 通道和 8 通道型号，查看更
多信息。

观看我们与 USB4 一致性测试和表征
测试挑战有关的最新网上研讨会。

泰克高级串行数据链路分析解决方案
可以在产品上市要求的表征、一致性
测试和调试任务之间实现无缝转换。

阅读这份产品技术资料，进一步了解
DPOJET—泰克为实时示波器提供的
优异的眼图、抖动、噪声和定时分析
软件。
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https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/dpo70000sx
https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/6-series-mso
https://www.tek.com/en/documents/application-note/serial-data-link-analysis
https://www.tek.com/en/datasheet/usb4-transmitter-compliance-and-debug-solution-opt-usb4-application-datasheet
https://www.tek.com/en/datasheet/jitter-noise-and-eye-diagram-analysis-solution
https://www.tek.com/en/video/webinar/tektronix_usb4-webinar_12-2-2020

